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摘要(译)

分析系统包括工作流体，均匀分隔单元和分离单元。工作流体包括具有
不同特性的第一组分和第二组分。均匀分割单元用于均匀地分割工作流
体并相对于参考轴线相对旋转。在毛细管力以及科里奥利力和虹吸力的
结果下，第一组分可以通过分离单元与第二组分分离。
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